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BADANIA WEASCIWOSCI MATERIALOW

Oferta:
= badania struktury materiatow,
= badania powierzchni materiatéw z okresleniem sktadu chemicznego,
= badaniafraktograficzne,
= pomiary wtasciwosci materiatow.

Fraktografia—SEM

® Badania prébek metalicznychiniemetalicznych,

® Zdjecia o bardzo wysokiej rozdzielczosci pozwalajace na ukazanie szczeg6tow
powierzchni.

Zakres:

* Badania materiatowe: obserwacje badanych powierzchni przy wykorzystaniu
detektora SE oraz BSE, okreslanie grubosci powtok,

* Mikroskopowe badania przetomdw: wykrywanie zanieczyszczen, mikropekniec,
Zrodet peknie¢, ilosciowe badania budowy przetoméw oraz okreslanie rodzaju
przetomow.

Wyposazenie:
Skaningowy Mikroskop Elektronowy Zeiss EVO 25 MA z detektorami SE oraz BSE.

Analiza sktadu chemicznego— EDX
Zakresbadan:

= analiza sktadu chemicznego probki,

= zidentyfikowanie materiatu,

u zidentyfikowanie zanieczyszczen,

= okreslenie wzglednegostezenia pierwiastkéw na powierzchni probki.
Wyposazenie:

Detektor EDX: XFlash 5010 Bruker, rozdzielczos¢ 125 eV.

Metalografia:
Zakres:

= Metalograficzne badania jakosciowe oraz ilosciowe takie jak okreslanie wielkosci ziarna,

wielko$ciwtrace niemetalicznych, udziatu objetosciowegofaz, grubosci powtok.

Preparatykazgtadow metalograficznych
Wyposazenie:

= Przecinarkaz mozliwoscig ciecia automatycznegoirecznego, chtodzenie woda,

® Praskadoinkludowania prohek omax srednicy g40,

= Szlifierko- polerka zmozliwoscig przygotowania do6 probek jednoczesnie.
Analizamikrostruktury
Wyposazenie:

® Mikroskop metalograficzny Neophot 2, zakres powiekszer 50x - 2000x.
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Badania chropowatosci powierzchni
Wyposazenie:
Chropowatosciomierz Mitutoyo Surftest SJ-301
= Jednostka posuwu: 0$X: zakres pomiaru:12,5mm,
= Predkos¢ pomiaru: 0.25,0.5mm/s,
= Zakresdetektora 350pm,
= Metoda pomiaru: stykowa,
= Sifanacisku:0,75mN,
* Koncdwka pomiarowa: diamentowa (60°/ 2umR),
® Parametry:Ra,Ry, Rz.

Badania twardosci
Wyposazenie:
Przenosny twardo$ciomierz Mitutoyo
= Pomiaryw jednostkachLeeb DL, mozliwos¢ przeliczenia najednostkiHV, HB, HRC, HRB,
= Wykonywanie pomiaréw na probkach o chropowatosci maksymalnej Ra 10um,
i grubo$ci minimalnej 5mm.
Twardosciomierz Innovatest
= Pomiary twardoscimetoda Vickersa,
" Zakresobcigzen:
= 0.02—0.1Kgf préba mikrotwardosci Vickersa,
® 0.2—5Kgf proba twardosci Vickersa przy matejsile obciazajacej,
= 10—30Kgf proba twardosci Vickersa.

Badania udarnosci
= Badania moga by¢ przeprowadzane w temp. pokojowej, obnizonej oraz podwyzszone]
w zakresie 0d -196°C = 40°C,
® Badania wykonywane s3 na prébkach standardowych10x10x55mm oraz
pomniejszonych 7,5x10x55mmi 5x10x55mm,
Istnieje mozliwos¢ wykonania probek do badan w Pracowni Obrdbki Skrawaniem (wedtug
norm ASTM lub innych wskazanych przez klienta).
Wyposazenie:
Wahadtowy Mtot Udarnosciowy
u spetniawymaganianorm PN-EN1S0148-1, PN-EN 10045, ASTME23,
= kalibracjaposrednia NISTwg.normy ASTME23,
= energiawahadfa300J.
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